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Resumo

Uma camara de ionizacio de placas paralelas, projetada e
construida no IPEN, fol testada em campos de radiacao-X de ener-
gias baixas e medias (entre 25 e 250 kV). Os resultados obtidos

mostram a viabilidade de utilizagao deste tipo de camara nio so

para a radiagao-X de energias baixas (para as quais ela e reco
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mendada internacionalmente), mas tambem para energias medias. Os
fatores de calibragao foram ainda comparados com os de outras cé
maras de ionizacao comerciais, importadas, do tipo padrao secun-

dario.
Introdugao

O desenvolvimento crescente de camaras de ionizagao, a ni-
vel nacional, principalmente na area de Fisica Médica, e o fato
de que a maioria delas ser usada principalmente na dosimetria de
feixes de radiagao-X e gama de energias altas, levaram a ideia
de se projetar e construir um instrumento simples e de custo bai
X0, utilizando-se materiais disponiveis no mercado nacional, pa-
ra a detecgao de radiagao-X de energias baixas.

Os objetivos deste trabalho sao: demonstrar que esta camara
de ionizagao de placas paralelas, desenvolvida no IPEN(l), pode
ainda ser utilizada na faixa de energias medias e comparar seus

resultados com os de outras camaras de ionizagao comerciais, do

tipo padrao secundario.
Parte Experimental

Foi utilizada uma camara de ionizacao de placas paralelas
; . 3
de Lucite, de forma circular, volume de 0,6 cm , eletrodo cole-

tor e anel de guarda de grafite e com ajnela de entrada de Mylar



aluminizado, denominada C1.

A radiagao-X com energias efetivas de 14,3 a 21,2 keV foi ob
tida, utilizando-se um tubo Philips, Holanda, modelo PW 2184/00 e
um gerador modelo Geigerflex, da Rigaku Denki & Co. Ltda, Japao ,
instalado no Laboratério de Calibragao do IPEN. A tensZo nominal
foi variada entre 25 e 50 kV. As irradiagoes foram sempre realiza
das no ar a distancia foco-camara de 50 cm.

Neste caso a camara foi acoplada ao eletrometro Nuclear
Enterprises Ltdw(NE), Inglaterra, modelo 2502/3 e a calibragéo
foi realizada em relagao a camara do tipo superficial padrio se-
cundario NE, modelo 2536/3 B.

A radiagao-X com energias efetivas entre 30 e 111 keV foi ob
tida, utilizando-se um sistema Stabilipan 300 da Siemens, Alema-
nha, pertencente ao Laboratorio de Calibragao do Instituto de Ra-
dioprotegao e Dosimetria, Rio de Janeiro. A tensdo nominal foi va
riada entre 82 e 224 kvV.

Para esta calibragao, a camara foi acoplada ao eletrometro
NE, modelo 2502/3, pertencente ao IRD e o padrao secundario wkdla
zado (recomendado para a radiagao-X de energias médias) foi com-
posto por uma camara de ionizacao dedal da Austrian Research
Centre, Austria, modelo TK 01, acoplada a um eletrometro NE, mode

lo 2560. A distancia foco-camara, neste caso, foi de 75 cm.

Resultados e Conclusoes

Os fatores de calibragao obtidos estao representados na tabe
la I. No caso de energias baixas pode-se verificar que o padrao
secundario do IPEN apresenta uma variagao de 1,9% neste intervalo
de energia, enquanto que para a camara Cl esta variagao é de ape-
nas 0,28%; esta dependencia energética esta perfeitamente de acor
do com o valor recomendado de iZ%(z) para camadas semi-redutoras
entre 0,05 e 2 mm Al.

Para a radiagao-X de energias medias, verifica-se uma depen-
dencia energética de 2,1% para a camara padrao secundario TKOl e

5,7% para a camara Cl. Lembrando que a camara TKOl é propria para

dosimetria de radiagao-X de energias medias e a camara Cl foi pro

jetada para energias baixas, comparou-se seus resultados com oS
de outras camaras do mesmo tipo (placas paralelas) wutilizando-se
dados obtidos no Laboratorio de Dosimetria Padrao Secundario do
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Institut fur Strahlenschutz , GSF , Alemanha( ), onde se veri-

ficou uma dependencia energética de 7,2% entre a CSR de 0,102 e

3,41 mmCu.

Estes resultados mostram que, apesar da recomendacgao de se

usar para a radiagao-X de energias médias camaras cilindricas

(dedais) com uma dependencia de ate 2%, a camara Cl, mesmo ten-

do

uma variagao acima deste valor, pode ser utilizada para este

proposito, a nivel de um padrao terciario.
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| ABLLA |
Dependéncia Energética de Camaras de lonizacao
de Placas Paralelas.
ue : Unidade de Escala

LCSR : Camada Semi-Redutoras

Energias Baixas

CSRKR Fator de Calibracgao
Rue tx 1079C kgue )

Cimdsl) Cl1 Padréo Secundario NF
: IPFN
0,37 1,001 0,919
2,71 (2,37)
0,56 1,LODH3 0.,491]
(2,74) b2 55)
0.65 1,LOG3 0,908
(2, 74) (2,34
(0,91 1,064 0.902
(2. 75) {&.535)

Fner gizan Médiag

(rrmCu) (] Padrio Secundario 1KO]

IRD
0,06 1,023 0,877
(2,64) (2,26
0,10 0,946 0,806
(258 el )
0,50 8,970 0,064
(2,50) (2, 25)
1L,OO 0,468 0.862
(2,50) (2,22
2,02 0,980 0,654
(2,553 (2,22
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